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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ１２１４．１—１９９６《游标类卡尺　通用技术条件》、ＧＢ／Ｔ１２１４．３—１９９６《游标类

卡尺　高度游标卡尺》和ＪＢ／Ｔ５６０９—１９９１《电子数显高度卡尺》３项标准进行整合修订的。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１２１４．１—１９９６《游标类卡尺　通用技术条件》、ＧＢ／Ｔ１２１４．３—１９９６《游标类

卡尺　高度游标卡尺》。

自本标准实施之日起，ＪＢ／Ｔ５６０９—１９９１《电子数显高度卡尺》作废。

本标准与上述３项标准相比，主要变化如下：

———增加了带表高度卡尺品种；

———扩展了高度卡尺１）测量范围（ＧＢ／Ｔ１２１４．３—１９９６的第１章和３．２，ＪＢ／Ｔ５６０９—１９９１的

第１章和４．２；本标准的第１章和４．２）；

———用“分度值”和“分辨力”术语代替“读数值”和“分辨率”术语 （ＧＢ／Ｔ１２１４．１—１９９６的第１章，

ＪＢ／Ｔ５６０９—１９９１的第１章；本标准的表１）；

———用“标尺标记”术语代替“尺身刻线”和“游标刻线”等术语，并引入“零值误差”术语

（ＧＢ／Ｔ１２１４．１—１９９６的３．６和３．７，本标准的５．５、５．６、５．７）；

———用“微视差游标高度卡尺”术语代替“无视差卡尺”和“同一平面型卡尺”术语（ＧＢ／Ｔ１２１４．１—

１９９６的３．６．３；本标准的５．６．１）；

———删除了“任意两点间的误差”的术语定义和要求（ＪＢ／Ｔ５６０９—１９９１的３．２和５．１１）；

———增加了对数显高度卡尺通讯接口的要求（本标准的５．１０）；

———增加了对数显高度卡尺防护等级的要求（本标准的５．１１）；

———增加了对数显高度卡尺抗静电能力和电磁干扰能力的要求（本标准的５．１２）；

———修改了高度卡尺测量爪工作面相对底座工作面平行度的要求（ＧＢ／Ｔ１２１４．３—１９９６的３．８，

ＪＢ／Ｔ５６０９—１９９１的５．７和５．９；本标准的５．１３．２）；

———用“最大允许误差”术语代替 “示值误差”术语对高度卡尺示值指标做出规定（ＧＢ／Ｔ１２１４．１—

１９９６的３．９，ＪＢ／Ｔ５６０９—１９９１的５．１０；本标准的５．１４）；

———修改并统一规定了高度卡尺测量的最大允许误差要求，给出了最大允许误差的计算公式，以使

标准的使用更方便、更具指导性，并按测量范围上限给出了部分计算值（ＧＢ／Ｔ１２１４．１—１９９６

的３．９，ＪＢ／Ｔ５６０９—１９９１的５．１０；本标准的５．１４）；

———增加了高度卡尺检验时平衡温度时间的检验条件（本标准的第７章）；

———对高度卡尺高度测量的示值检定点，改为提出对示值检测点的数量及其分布规律性的要求，对

示值检定点的推荐量块尺寸作为参考资料在资料性附录中给出（ＧＢ／Ｔ１２１４．３—１９９６的５．３；

ＪＢ／Ｔ５６０９—１９９１的Ａ９；本标准的８．１２．２、附录Ｃ）；

———修改了高度卡尺相互作用（即：测量力、测量力变化）的定量要求和检验方法，并作为参考资料在

资料性附录中给出（ＧＢ／Ｔ１２１４．３—１９９６的５．１，ＪＢ／Ｔ５６０９—１９９１的Ａ３；本标准的附录Ａ）。

本标准的附录Ｂ为规范性附录，附录Ａ、附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

１）　本标准所称“高度卡尺”系指“游标高度卡尺”、“带表高度卡尺”、“数显高度卡尺”三者的统称。

本标准由全国量具量仪标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３２）归口。
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本标准负责起草单位：成都工具研究所和桂林量具刃具厂。

本标准参加起草单位：靖江量具有限公司、上海量具刃具厂、哈尔滨量具刃具集团有限责任公司、成

都成量工具有限公司。

本标准主要起草人：陈学仁、赵伟荣、姜志刚、杨东顺、周国明、张伟、于晓霞、李隆勇。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２１４．１—１９９６；

———ＧＢ８１２６—１９８７、ＧＢ／Ｔ１２１４．３—１９９６。
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游标、带表和数显高度卡尺

１　范围

本标准规定了游标高度卡尺、带表高度卡尺和数显高度卡尺的术语和定义、形式与基本参数、要求、

试验方法、检验条件、检验方法、标志与包装等。

本标准适用于分度值／分辨力为０．０１ｍｍ、０．０２ｍｍ、０．０５ｍｍ 和０．１０ｍｍ，测量范围为

（０～１５０）ｍｍ至（０～１０００）ｍｍ的游标高度卡尺、带表高度卡尺和数显高度卡尺（以下简称“高度卡尺”）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４２３．３—１９９３　电工电子产品基本环境试验规程　试验Ｃａ：恒定湿热试验方法（ｅｑｖＩＥＣ

６００６８２３：１９８４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２２—２００２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｎ：温度变化（ＩＥＣ

６００６８２１４：１９８４，ＩＤＴ）

ＧＢ４２０８—１９９３　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ｅｑｖ　ＩＥＣ５２９：１９８９）

ＧＢ／Ｔ１７１６３　几何量测量器具术语　基本术语

ＧＢ／Ｔ１７１６４　几何量测量器具术语　产品术语

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（ｉｄｔ　ＩＥＣ６１０００４２：

１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ

６１０００４３：１９９５）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１７１６３、ＧＢ／Ｔ１７１６４中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

响应速度　狉犲狊狆狅狀狊犲狊狆犲犲犱

数显高度卡尺能正常显示数值时，尺框相对于尺身的最大移动速度。

３．２

最大允许误差（犕犘犈）　犿犪狓犻犿狌犿狆犲狉犿犻狊狊犻犫犾犲犲狉狉狅狉

由技术规范、规则等对高度卡尺规定的误差极限值。

注：允许误差的极限值不能小于数字级差（分辨力）或游标标尺间隔。

４　形式与基本参数

４．１　高度卡尺的形式见图１～图３所示。图示仅供图解说明，不表示详细结构。
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